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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-2: Normes génériques —
Immunité pour les environnements industriels

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mofdiale "de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohaux de la €El). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions. de normalisation dans les

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autre Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de ations accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CE) boration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé p eut participer. Les

/CEl, participent
Normalisation (ISO),

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gqlUestions résentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés,|étant donné ités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’étude

Les Publications de la CEl se présentent s |nternat|onales et sont agréées

nationales et reg|ona|es e € 9 Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales co i ive i

La CEIl n’a prévu aucuhe < e 2 dlant indication d’approbation et n'engage pas sa

Aucune responsabilite Qi imputéeya la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

dommage de que que na S directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) g ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre

I'objet de droits~de phopriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pag’avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEl 61000-6-2 a été établie par le Comité d’Etudes 77: Compatibilité
électromagnétique.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1999, dont elle
constitue une révision technique. Des changements techniques spécifiques ont été introduits
dans les Tableaux 1 a 4. La gamme de fréquences applicable aux essais réalisés selon la
CEI 61000-4-3 a été étendue a 1GHz en conformité avec les technologies utilisées dans ce
domaine de fréquences. L’utilisation d’essais dans les guides d’'onde TEM conformément a la
CEI 61000-4-20 a été introduite pour certains produits et les exigences applicables aux
essais selon la CEIl 61000-4-11 ont été notablement modifiées.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77/295/FDIS 77/298/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iecich» dans les

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne re ités de produit)

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guides d'installation et d'attén

=

Guides d'installation
Méthodes et dispositi

Partie 6: Norme@ =¥
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-2: Normes génériques —
Immunité pour les environnements industriels

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 concernant les exigences d'immunité en matiére de
compatibilité électromagnétique s'applique aux appareils électriques électroniques
destinés a étre utilisés dans des environnements industriels, tels \{ décrits ci-
dessous. Cette partie couvre les exigences d’immunité dans la ga e ces de 0
kHz a 400 GHz. Il n’est pas nécessaire de réaliser des essais aux S S ~

aucune exigence n’est spécifiée.

I'intérieur ou a proximité des sites
s'applique également aux appareils qui S
destinés a étre utilisés dans des sites |

Les environnements cou
et extérieurs.

Les sites industriels
conditions suiva
— appareils industri

— commutation

Q
pour les appareils définis’"dans le domaine d'application.

Les exigences d'immunité ont été choisies pour assurer un niveau adéquat d'immunité pour
les appareils utilisés sur des sites industriels. Ces niveaux ne couvrent pas cependant les
cas extrémes qui peuvent apparaitre, mais avec une trés faible probabilité, sur un site
quelconque. Cette norme ne comporte pas, pour les besoins des essais, tous les
phénoménes perturbateurs mais uniquement ceux considérés comme applicables pour les
appareils couverts par la norme. Ces exigences d'essais représentent les exigences
essentielles de compatibilité électromagnétique concernant I'immunité.

NOTE 1 Des informations sur d’autres phénomeénes perturbateurs sont fournies dans la CEI 61000-4-1.
Les exigences sont spécifiées pour chaque accées considéré.

NOTE 2 Cette norme ne traite pas des aspects de sécurité.

NOTE 3 Dans des cas spéciaux, des situations apparaitront dans lesquelles les niveaux de perturbation peuvent
dépasser les niveaux spécifiés dans cette norme, par exemple lorsqu'un appareil est installé a proximité d'un
appareil ISM tel que défini dans la CISPR 11 ou lorsqu’un émetteur portatif est utilisé trés prés d’un appareil. Dans
ces cas, il peut étre nécessaire de prendre des mesures particuliéres d’atténuation.
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NOTE 4 L'environnement industriel peut étre modifié par des moyens spéciaux d'atténuation. Lorsqu'il peut étre
démontré que ces moyens produisent un environnement électromagnétique équivalent a I'environnement
résidentiel, commercial ou a I'environnement pour l'industrie Iégére, il convient alors d’appliquer la norme
générique pour cet environnement ou la norme de produit applicable.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)
Compatibilité électromagnétique

Chapitre 161:

radioélectriques

CEI 61000-4-4, Compatibilité électromagnétique
de mesure — Essai d'immunité aux trapsitoires/éle

CEI 61000-4-6, Compatibili

de mesure - Im conduites induites par les champs
électromagnétiques

CEI 61000-4-8, p slect gnéetfique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de
mesure — Section 8: 5 unjte~authamp magnétique a la fréquence du réseau

CEI 61000-4-11:
de mesure
tension

omagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et
aux creux de tension, coupures bréves et variations de

CISPR 22,

A de’ traitement de l'information — Caractéristiques des perturbations
radioélectrique

ites et méthodes de mesure

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEIl 60050-
161, ainsi que les suivants, s’appliquent.

NOTE D’autres définitions relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM) et aux phénomenes qui s’y
rattachent figurent dans d’autres publications de la CEl et du CISPR.

3.1

acces

interface particuliére de I'appareil spécifié avec I'environnement électromagnétique extérieur
(voir la Figure 1)

NOTE Dans certains cas, différents accés peuvent étre combinés.
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Acces par I'enveloppe

Accés par les bornes de Acceés par les bornes
signaux d'alimentation
en courant alternatif

Appareil

Accés par les bornes
d'alimentation
en courant continu

72/05

Figure 1 — Exemples d'acceés

3.2

acceés par I'enveloppe
frontiere physique de l'appareil a travers laquelle les c
rayonner ou a laquelle ils peuvent se heurter

gnétiques peuvent

3.3
acceés par le cable

3.4
acceés par les bornes de
point auquel un conduct
I'appareil.

NOTE A titre d’exemple,
données; les résea
3.5

acces de puissar

€ dble transportant I'énergie électrique primaire nécessaire
au fonctionne ou d'appareils associés est relié a I'appareil

3.6

lignes raccordee J accés par les bornes de sighaux et qui a I'intérieur d’'un batiment sont
d’une longueur supéfieure a 30 m, ou qui sortent du batiment (y compris les lignes des
installations a I’extérieur)

4 Critéres d’aptitude a la fonction

La variété et la diversité des appareils couverts par le domaine d'application de cette norme
rendent difficile la définition de critéres précis pour I'évaluation des résultats des essais
d'immunité.

Si l'appareil devient dangereux ou non sdr suite a l'application des essais définis par la
présente norme, il doit étre considéré comme n'ayant pas satisfait a I'essai.

Une description fonctionnelle et une définition des critéres d'aptitude a la fonction, pendant
ou aprés les essais de CEM, doivent étre fournies par le fabricant et notées dans le rapport
d'essai sur la base d'un des critéres suivants pour chaque essai comme spécifié dans les
Tableaux 1 a 4:
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